
2026 年 6月 30日 研究会のご案内 

『「近赤外分光法」及び 
  「アンペロメトリー(損傷澱粉測定法)」』 

～ 食品工業における品質管理への応用 ～ 
                                    

                               （一社）日本パン技術研究所 主催 / ＡＩＢ日本同窓会 協賛 
 
 

日 時：2026年 6月 30日（火）14時～16時 
 

場 所：パン科学会館６階 東京都 江戸川区 西葛西６-１９-６ 
 

演 題：『「近赤外分光法」及び 
   「アンペロメトリー(損傷澱粉測定法)」』 

 

・測定原理及び機器構造とその特徴 
・AACC等国内外の公定法の現状 
・使用例（対象食品及び成分/特性/精度等） 
・今後の展開への期待 
・分析デモンストレーション 

 

講 師： ビーエルテック（株）顧問 
岩 元 睦 夫 (いわもとむつお) 氏 

（元 農林水産技術会議事務局長） 
 

参加費：正会員企業・維持会員企業の皆様は無料。 

   

お申し込み方法： ホームページ「 各種コース申し込み 」→ 
ご入力フォームからお申し込み下さい。 

  
 

定 員 : 定員上限 70 名前後迄(予定)とさせていただきます。 
 
＊正会員企業・維持会員企業の皆様のご参加を優先させていただきます＊ 

  

＊館内でのマスクご着用のご協力をお願いする場合がございます＊ 
 

お問い合わせ：０３-３６８９-４７０１ (平日 9 時-12 時,13 時-17 時) 


